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Introduccion: sCT

Ruedas del SCT
(9 ruedas en cada lado)
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Salida digital

12 chips por mddulo con
128 canales por chip

Detector tipo pn
(vista transversal)
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Produccion

Sala blanca del IFIC

En el laboratorio del IFIC (Valencia) se han producido 282 modulos. Durante esta fase,
uno de los temas mas importantes ha sido el cumplimiento de un estricto programa de

control de calidad.

El sistema laser surge como parte de este programa. Inicialmente se disefid para
comprobar la integridad de los canales de los modulos. Esta prueba era ocasional y
sus resultados complementaban a los tests eléctricos, realizados a todos los modulos.
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LaserTest: esquema del montaje

Conversor

optoléctrico

! eje vertical

lente laser

caja de pruebas

MuSTARD

eje horizontal

Conexion de la crate

de senal optica

Caja de Faraday

Conexion GPIB

PC de adquisicion

Aire seco

Parametros del laser

Longitud de onda: 1060 nm
Energia por fotéon: 1.170 eV
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LaserTest: detalles

Soporte de
plexiglas

-
Eieiﬂﬂzontal

__motorizado / g Tarjeta electronica
| / @ ' de soporte
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LaserTest: Algoritmo de Enfoque

El algoritmo desarrollado realiza un
enfoque automatico sobre la superficie
de los canales basandose en la reflexion
del haz laser sobre las bandas de
aluminio que recubren los canales.

Movimiento
perpendicular a los
microcanales

Microcanales recubiertos de aluminio z N o
1Y,

Hits or
Collected charge

Seccion transversal de un detector

1

4 um de precision en el
posicionamiento del haz

» X (um)

80

Detalle de un detector

Representando la carga recogida en funciéon de x y z podemos
determinar el punto é6ptimo de enfoque, calculando el
minimo de esta funcion.

| Tuning of laser spot in Z - Main |
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LaserTest: Pruebas del control de calidad

El LaserTest se disefi0 para comprobar la integridad de los canales de los
modulos. De este modo se comprueban las microsoldaduras y se chequea el
estado de los canales utilizando el haz laser.

Fan-in «—— Chip

Hilo de 25 pm de diametro
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Quick Threshold Scan Quick Threshold Scan
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Seiial (q)

Aluminio

Campo eléctrico

Pulse shape vs x - Strip 520, x 0.000-0.080 mm
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Corrected medians vs x - Strip 520, TimeShift 0-100 ns
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Laser Profile
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